Mitutoyo

Meéxico

Metrologia avanzada

Descripcién del curso

Infroduccion:
PENDIENTE

Objetivos:

El participante conocerd la normativa,
conceptos y aplicaciones de la
mefrologia en los laboratorios de ensayo
y de calibracion.

Instructor: Con mds de 10 afos de
experiencia en metrologia.

Dirigido a:

Personal responsable de realizar
calibraciones, jefes y gerentes de
laboratorio, jefes y gerentes de
calidad y mantenimiento,
metrélogos y personal técnico,
signatarios ante la EMA.

24hr

De duracion

Metodologia: 40% teoria — 60% ejercicios y casos prdacticos




Temario general

1. Introduccién a la metrologia
avanzada

* Importancia de la metrologia
» Objetivo de la metrologia

« Alcance de la metrologia

« Aplicacion de la metrologia

« Conciencia metrolégica

2. Terminologia NMX-Z-055-
IMNC

+ Objetivo de la norma

* Alcance de la norma

*  Medicién

« Cadlibracion

« Error de medicidon

* Incertidumbre

* Trazabilidad

3. Ley de Infraestructura de la

Calidad LIC.

+  Metrologia

*  Normalizaciéon

« Acreditacién y aprobaciéon

» Verificacién

+ Sanciones

* Reglamento de la Ley de
Infraestructura de la Calidad
LIC.

Tel. 55-5367-8683

. ISO/IEC 17025:2017

Objetivo de la norma
Alcance de la norma
Requisitos

Criterios de aplicacién de la
17025 EMA

. Patrones de medicidn

Tipos de patrones
Caracteristicas de los
patrones

Seleccién de patrones
Manipulacién de los
patrones

Email: info@mcgmexico.com

Meéxico B

6. Incertidumbre de medicién

NMX-CH-140-IMNC

+ Objetivo de la norma

* Alcance de la norma

» Evaluacién tipo A de la
incertidumbre

« Evaluacién tipo B de la

incertidumbre

Incertidumbre combinada U

Incertidumbre expandida U

. Trazabilidad de medicidn
Evidencia de trazabilidad
Cartas de trazabilidad

~N

. Politicas de la EMA
Politica de ensayos de
apftitud
Politica de incertidumbre
Politica de trazabilidad

o]

9. Conclusiones de la
metrologia avanzada

http://www.mcgmexico.com
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